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摘要(译)

至少一个实施例解决了提供SPR（表面等离子共振）或SPFS（表面等离
子体场增强荧光光谱）免疫测定的问题，其能够测量全血，测量值经历
很小的波动，并且可以测量全血，血清和血浆在一台仪器中。至少一个
实施方案通过SPR或SPFS免疫测定解决了上述问题，SPR或SPFS免疫
测定是利用SPR或SPFS的免疫测定，包括测量样品吸光度的吸光度测量
步骤，设定对应于模式的模式的模式设定步骤在吸光度测量步骤中测量
的吸光度的结果，以及根据在模式设定步骤中设定的模式已经设定了处
理条件的一个或多个步骤。
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